A HITACHI TM4000II PLUS SEM ALKALMAZASA
A FOLDTUDOMANYOKBAN

Szab6 Abel
UNICAM Magyarorszag Kft., Budapest
e-mail: szabo.abel@unicam.hu

A Hitachi TM4000!l Plus asztali pasztdzé elektronmikroszkép
legfontosabb tulajdonsagai kézé a kompakt mérete, egyszeri
kezelhet&sége és sokoldalusaga tartozik. A nevében is benne van,
hogy asztali: ez azt jelenti, hogy kis mérete miatt egy kisebb
helyiségben, egy atlagos asztalon is elfér, alig foglal tobb helyet, mint
egy klasszikus személyi szamitogép. Ezen kivil koénnyen
athelyezhetd, szdllithatd, mivel a telepitése és belizemelése nem
igényel kiilénosebb szakértelmet. A karbantartasi igénye minimalis,
jorészt a felhasznalok altal is konnyedén elvégezhetd.

A mszer kezelésének elsajatitdsa nem igényel hosszu, hetekig,
hénapokig tartd tanuldsi folyamatot, a gyartd okos
megoldasokkal, egyszer(sitésekkel és automatizalasokkal rendkivdl
intuitivva és attekinthetévé tette a kezel6fellletet. Egy rovid, par
Oras oktatds és gyakorlas utan mindenki 6nalléan tudja hasznalni a
mikroszképot. Mindezt a Hitachi mérndkei ugy érték el, hogy az
egyszerli kezelhetGség nem megy az elkészilt képek, mérési
eredmények min&ségének rovasara.

A készlilék sokoldalusaga abban rejlik, hogy gyakorlatilag
barmilyen szilard halmazallapotd mintat vizsgdlni lehet vele, sok

mivel

esetben kevés mintaelGkészitéssel, vagy akar anélkil is. A
képalkotdsban két detektor all rendelkezésiinkre, amelyek tébbféle
izemmoddban is hasznalhatok: az un. UVD (,Ultra Variable-Pressure
Detector”) felel6s a masodlagos elektronok detektaldsaért, de
hasznalhato STEM (,,Scanning Transmission Electron Microscope”) és
CL (,,Cathodoluminescence”) lUzemmadban is. A négy szegmens(
BSED (,,Back Scattered Electron Detector”) alkalmazhatd klasszikus
izemmoddban, amikor rendszamkontrasztos képet ad, de 3D
képalkotdsra is a képes, koszonhetben az egyenként hasznalhatd
szegmensek altal alkotott képnek. A mlszer opciondlisan bdvithet6
akdr 60 mm2-es EDS (,Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy”)
detektorral is, ami lehet6vé teszi a mintak 6sszetételének elemzését.
A detektort vezérl6 szoftver lehet6évé teszi, hogy pontszerd, terlleti,
vonal-menti elemzések mellett elemtérképeket is készithesstink.

Mindezen tulajdonsagai alapjan ez az elektronmikroszkép
nagyszerien megallja a helyét, legyen sz6 akar paranydslénytani
kutatasroél, vagy éppen kdézettani vizsgalatokrol, de ugyanilyen jol
alkalmazhaté a kérnyezettudomanyok terlletén is.
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